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･顕微鏡
･顕微鏡試料作製
･分光分析
･Ｘ線分析
･核磁気共鳴
･汎用分析･計測
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学外の方も大学の共同利用機器をご利用できます学外の方も大学の共同利用機器をご利用できます
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機器名 メーカー・型式

顕微鏡

TEM：透過型電子顕微鏡 日本電子・JEM-2100F

透過型電子顕微鏡 日本電子・JEM-1400Plus 

電界放出形走査電子顕微鏡
日立ハイテクノロジーズ・SU8000 
TypeⅡ 

走査型電子顕微鏡 日本電子・JSM-IT100 

低真空走査電子顕微鏡 日立ハイテクノロジーズ・SU3500 

光学顕微鏡 ZEISS・Axiophoto 

デジタルマイクロスコープ キーエンス・VHX-8000 

白色干渉計搭載 レーザ顕微鏡 キーエンス・VK-X3000/3100 

顕微鏡試料作製

薄膜断面試料作製装置 日本電子・EM-09100IS 

精密イオン研磨システム 日本電子・Model691 

常温・凍結切片作製用ウルトラミ
クロトーム

ライカ・EM UC7 

分光分析

顕微FT-IRスペクトル装置 日本分光・FT/IR6600 

紫外可視分光光度計 日本分光・V-550 

紫外可視近赤外分光光度計 島津製作所・UV-3600Plus 

分光蛍光光度計 日立・F-7000 

誘導結合プラズマ発光分析装置
サーモフィッシャーサイエンティ
フィック・iCAP-7200 Duo 

X線分析

強力Ｘ線回折装置 理学・RINT-2500 

四軸型単結晶Ｘ線回折装置（単結
晶Ｘ線構造解析装置）

理学・RASA-7R/AFC-7R 

Ｘ線光電子分光装置
アルバックファイ・PHI Quantera 
SXM-CI 

エネルギー分散形蛍光Ｘ線分析装
置

日本電子・JSX-3100RⅡ 

マイクロフォーカスＸ線CT装置
島津製作所・inspeXio SMX-
225CT FPD HR Plus 

Ｘ線回折装置 リガク・SmartLab 

核磁気共鳴

NMR：核磁気共鳴装置 日本電子・JNM-ECX500

NMR：核磁気共鳴装置 日本電子・JNM-ECS400

汎用分析・計測

粒度分布測定装置 島津製作所・SALD-2300 

分析機器リスト

利用料はお問い合わせください


